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Mechanizacj i Budownictwa,

Przymiar do wielozakresowego odczytywania wartości
z taśm pomiarowych

Przedmiotem wynalazku jest przymiar do wie-
loizakresowego odczytywania wartości z taśm po-
miżJarowych w .postaci sikali uzupełniającej paten¬
tu rur. 55686, p. t, „Wieloizakresowy przymiar do
odczytywania wartości na taśmach pomiarowych"
używanej przy odczytywaniu rejestrowanych wska¬
zań naprężenia siły przemieszczeń luib innych wiel¬
kości z taśm pomiarowych.

W patencie głównym na przykład przy odczyciie
wyników z pomiarów naprężeń metodą tensome-
tryczną trzeiba było, w niektórych [przypadkach w
zależności od wielkości modułu Iumga E i stałeij
teinsometrycznej K, przemnożenia wyników przez

stosunek
K-106

w wypadku gdy ten stosunek

był różny od 1. Skala według wynalazku
K-106

daje możliwość, ■zamiast wyżej

E

wspoimniamego

dokonania namnożenia przez stosunek
K-106

niej odczytu szukanych wyników.
Istota wynalazku polega na tym, że na wykona¬

nej siatce przymiaru według patentu głównego
nanosi się drugą siatkę zaznaczoną przerywanymi
liniami zbudowainą według zasady tegoż patentu,
a uwzględniającą w zależności od wzoru popraw¬

in
ką na mnożeniie na przykład przez stosunek
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w wypadku pomiarów teinisoimetrycznych.
Przedmiot wynalazku pokazany jest przykłado¬

wo ma rysunku na którym fig. 1 prizedstawia przy-
miiiair z naniesioinymii skailairrii, i zaznaczoną linią
przerywaną z punktami odpowiadającą cesze, filg. 3
— dobór miejsca odczytu na skali pomiaru <z
uwzględnienieni poprawki, fig. 4 — odczyt wykre¬
su pomiairu na taśmie z uwzględnieniietm poprawki.

Na fig. 1 pokazany jest prizymiar wykonany na
sztywnym przezroczystym materiale z naniesiony¬
mi liniami prostymi 1 oddalonymi od silelbie o je¬
dnakowe odległości mierząc wzdłuż linii prosto¬
padłej ido lim iii zerowej, wychodzącymi z jednego
punktu umieszczonego na linii zerowej 3 szeregu
prostopadłych a, .b, c, d do linii zerowej, wybraną
cechą zaznaczoną linią przerywaną z punktami 2
według patentu głównego oiraz szeregu przerywa¬
nych linii 4 wychodzących ,z tego samego punktu
co linie proste 1 i oddalonych od liniil reprezentu¬
jącej cechę 2 na skali o wielkość równą odległości
linii zerowej 3 od liniil cechy 2 pomnożonej przez
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stosunek
E

w wypadku pomiarów tensome-

K-106

K-106

trycznych.
W odmianie przymiaru przerywane linie mogą

być zastąpione przez listwę z naniesiioną kreską
luib prostą krawędzią obracaną, wokół punktu e
którego wychodzą linie proste 1, do położenia od¬
powiadającego linii odpowiedniej wartości e.
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Powstały w ten sposób przymiiar cechuje to, że

na jednej siatce naniesiona jest druga siatka spo¬
rządzona według wspomnianego opisu i może być
obserwowana przy pomocy optycznych układów
powiększających.

Posługiwanie się przymiarem polega na tym, że
na taśmę pomiarową (fig. 2) z zaznaczoną cechą
wzorcową 6 ii z zarejestrowanym nie wiadomym
wynikiem pomiaru w postaci wykresu 7 nakłada
się proponowany przymiiar (fig. 3) w ten sposóib,
że linia zerowa 3 jest równoległa do linii zerowej
5 na -taśmie a wielkość wzorcowej cechy 6 na wy¬
kresie jest zawarta między linią odpowiadającej
cesze 2 na sikali o odpowienią linią przerywaną 4.

Następnie po zapamiętaniu miejsca w którym
wzorcowa cecha na wykresie jest zawarta między
wyżej wymienionymi liniami, leży na przykład na
pionowej linii c, przesuwa' się przymiar do miej¬
sca odczynu zarejestrowanej wielkości na wykre¬
sie, przy czym linia zerowa 5 na wykresie musi
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pokrywać się z linią zerową 3 na przymiarze fig.
4.po czym odczytuje się wyniki pomiaru.

Zastrzeżenia patentowe

g 1. Przymiar do wielozakresowego odczytywania
wartości z -taśm pomiarowych z pierwotną siatką
wykonaną według patentu 55686 znamienny tym,
że posiada dodatkową siatkę z przerywanych linii
(4) wychodzących z punktu leżącego na linii zero-

1Q wej (3) z którego też wyprowadzone są linie (1),
(2) pierwotnej siatki i, posiadają odległość równą
odległości cechy (2) od linii zerowej (3) mierzonej
wzdłuż prostopadłej (c) pomnożonej przez stosu-

E
nek : w wypadku pomiarów teinsometrycz-

15 K • ]C-

nych, przy czym litera E oznacza moduł Junga a
litera K stalą tensometryczną.

2. Odmiana przymiaru według .zastrz. 1 znamien¬
na tym, że zamiast drugiej siatki posiada listwę

20 z naniesioną kreską lub prostą krawędzią obracaną
wokół leżącego na linii zerowej (3) punktu z któ¬
rego wychodzą linie (1) i (2).
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